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MAPA CURRICULAR
MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ESPECIADLIDAD DE ELECTRONICA
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Total, de horas con docente: 495
Total, de horas independientes: 2413
Total, Créditos: 153

Lineamientos correspondientes al acuerdo 279 de SEP para cubrir el minimo de créditos por grado académico.
Asignacion de créditos a partir de lo establecido en el SATCA (2007).
Tiempos estimados con base aingreso en el periodo de otofio.
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Caracter Periodo Asignatura Créditos Horas Horaf
Docente Independiente
Tronco b | Blectrénica 8 45 105 MEC5002 C
Comun
T 1
rom,:o Dispositivos Semiconductores 8 45 105 MEC5003 Todas
Comun
Tronco 1 | instrumentacién 8 45 105 MEC5004 Todas
Comun
T 1
ronco Teoria Electromagnética 8 45 105 MEC5005 Todas
Comun
ToplFos 2 Irjtro'ducc[on.a Sistemas de Comunicacidn 3 45 105 MEES002 c
Especiales via Fibra Optica
TOPI.COS 2 Electrénica de Microondas 8 45 105 MEE5003 C
Especiales
TOPI.COS 2 Sistemas Electrdnicos de Alta Frecuencia 8 45 105 MEE5004 C
Especiales
TOpIFOS 2 Disefio de Circuitos Integrados Analégicos 3 45 105 MEE5005 el
Especiales I
-~ 5
Topicos Disefio de Circuitos Integrados Digitales | 8 45 105 MEE5006 DCl
Especiales
Top|.c05 2 Técnicas de Simulacion de Circuitos 8 45 105 MEES007 el
Especiales Integrados
Topicos 2| control 8 45 105 MEE5008 |
Especiales
TOpIFOS 2 Procesamiento de Sefiales 8 45 105 MEE5009 I
Especiales
Topicos 2| sistemas Digitales 8 45 105 MEE5010 |
Especiales
Topi 2 . .
OpIFOS Disefio de Computacidon Embebida 8 45 105 MEE5011 I
Especiales

Lineamientos correspondientes al acuerdo 279 de SEP para cubrir el minimo de créditos por grado académico.
Asignacion de créditos a partir de lo establecido en el SATCA (2007).
Tiempos estimados con base aingreso en el periodo de otofio.
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TOpIFOS 2 Fisica de Semiconductores 8 45 105 MEE5012 M
Especiales
Topicos 2 | Fisica del Estado Sclido 8 45 105 MEE5013 M
Especiales
TOpIFOS ) Tecnologia de Fabricacidn de dispositivos 3 45 105 MEE5014 M
Especiales y Cls
Tépicos Introduccidn a la tecnologia de
Especiales 2 Microsistemas MEMS 8 45 105 MEES015 M
Topicos 2 | sistemasy Sefiales 8 45 105 MEE5050 -
Especiales
ToplFos ) Tecn.ologlas de fabricacion de dispositivos 3 45 105 MEE5051 c
Especiales semiconductores
TOpIFOS 5 Técnicas tho_ellectromcas para S|§temas 8 45 105 MEES052 B
Especiales de comunicacion de alta frecuencia
Topicos 2 | Introduccién a Redes Memristivas 8 45 105 MEE5053 -
Especiales
Topicos 2 | Grafeno 8 45 105 MEE5054 -
Especiales
Topicos 2 | Ingenieria de computacion Il 8 45 105 MEE5055 -
Especiales
TOPIFOS 2 Sistemas de Microondas 8 45 105 MEE5056 --
Especiales
Toplf:os ) FISIC'a de Superficies y Materiales 3 45 105 MEES057 B
Especiales Semiconductores
Toplf:os ) ApllcaC|ones: d'e peliculas delgadas en 3 45 105 MEES058 B
Especiales microelectrénica
Toplf:os ) Disefio y Pruebas de Circuitos Integrados 3 45 105 MEE5059 _
Especiales VLSI
Topllcos ) Lineas de Transmisién, Guias de Onday 3 45 105 MEES060 B
Especiales Antenas

Lineamientos correspondientes al acuerdo 279 de SEP para cubrir el minimo de créditos por grado académico.
Asignacion de créditos a partir de lo establecido en el SATCA (2007).
Tiempos estimados con base aingreso en el periodo de otofio.
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Topicos 2| Nano-Gptica 8 45 105 MEE5061 -
Especiales
TOpIFOS 2 Tecnologias Inaldmbricas para el Internet 3 45 105 MEES062 .
Especiales de las Cosas
- >
Topicos Aprendizaje Automatico 8 45 105 MEE5063
Especiales
- 5
Topicos Foténica Integrada del grupo IV 8 45 105 MEE5064 -
Especiales
ToplFos 2 Tgcnologlas de fabrlc_a_u.on de 3 45 105 MEES065 B
Especiales microelectrodos de silicio
TOpI.COS 2 Dispositivos para microfluidos 8 45 105 MEE5066 --
Especiales
Topicos 2| control I 8 45 105 MEE5067 -
Especiales
- >
TOpIFOS Sensores de Impedancia Electroquimica 8 45 105 MEES5068 --
Especiales
TOpIFOS 2 Introduccidn a la radio cognitiva 8 45 105 MEE5069 --
Especiales
TOpIFOS 3 DISpOSItI\{OS No Lineales de Alta 5 35 58 MEES016 c
Especiales Frecuencia
Toplf:os 3 Ir?teraguon de microondas en tejidos 5 35 58 MEES017 c
Especiales bioldgicos
Topicos 3 | comunicaciones 5 35 58 MEE5018 c
Especiales
Toplf:os 3 La?b'oratorlo de Procesamiento de Sefiales 5 35 58 MEE5019 c
Especiales Digitales
Tdpicos Aplicacién de Procesamiento de Sefiales
3 8 MEE5020 C
Especiales Watermarking de sefiales de Audio > 35 >
Topllcos 3 Disefio de circuitos integrados analégicos 5 35 58 MEE5021 bel
Especiales Il

Lineamientos correspondientes al acuerdo 279 de SEP para cubrir el minimo de créditos por grado académico.
Asignacion de créditos a partir de lo establecido en el SATCA (2007).
Tiempos estimados con base aingreso en el periodo de otofio.
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Tdépicos - N -
. 3 Disefio de Circuitos integrados digitales Il 5 35 58 MEE5022 DCl
Especiales
TOpIFOS 3 Procesamiento analdgico de sefales 5 35 58 MEE5023 DCI
Especiales
TOpIFOS 3 Acondlc.lc‘mamlento de sensores resistivos 5 35 58 MEES024 bl
Especiales y capacitivos
Topicos 3 | Arquitecturas de convertidores 5 35 58 MEE5025 DCl
Especiales AnalégicoDigital y Digital Analégico
ToplFos 3 Disefio Automat!za.xdo de Circuitos 5 35 53 MEES026 DCl
Especiales Integrados Analdgicos
TOpI.COS 3 Sistemas lineales variantes en el tiempo 5 35 58 MEE5027 DCI
Especiales
TOPI.COS 3 Teoria de Circuitos No Lineales 5 35 58 MEE5028 DCI
Especiales
TOpIFOS 3 Referencias y reguladores de voltaje 5 35 58 MEES5029 DCI
Especiales
Topicos 3 | Control Il 5 35 58 MEE5030 |
Especiales
TOpIFOS 3 Procesamiento Digital de Sefales con 5 35 58 MEE5031 |
Especiales FPGA
TOPIFOS 3 Procesamiento Avanzado de Sefales 5 35 58 MEE5032 I
Especiales
Top|f:os 3 A.dC]UINSICIOI‘\ y Procesamiento de 5 35 58 MEE5033 |
Especiales Biosefiales
TOPIFOS 3 Reconocimiento de Patrones 5 35 58 MEES5034 I
Especiales
TOPIFOS 3 Dispositivos Semiconductores I 5 35 58 MEES5035 M
Especiales
Topicos 3 | Laboratorio de Microelectrénica 5 35 58 MEE5036 M
Especiales

Lineamientos correspondientes al acuerdo 279 de SEP para cubrir el minimo de créditos por grado académico.
Asignacion de créditos a partir de lo establecido en el SATCA (2007).
Tiempos estimados con base aingreso en el periodo de otofio.
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TOpIFOS 3 Fund'ame.ntos FIS‘ICOS de Materiales 5 35 58 MEE5037 M
Especiales Nocristalinos y Dispositivos
Topicos 3 | celdas Solares de Silicio 5 35 58 MEE5038 M
Especiales
Topicos 3 | Técnicas de Medicion 5 35 58 MEE5039 M
Especiales
TOpIFOS 3 Ingenieria de Computacion 5 35 58 MEES5040 --
Especiales
ToplFos 3 Fu?damer)t.os de Procesamiento de 5 35 58 MEES041 c
Especiales Sefiales Digitales
TOPI.COS 3 Comunicaciones Digitales 5 35 58 MEES5042 C
Especiales
TOPI.COS 3 Procesamiento de Sefiales Digitales Il 5 35 58 MEE5043 C
Especiales
TOpIFOS 3 P.rocesamlento Digital de Sefiales en 5 35 58 MEE5044 c
Especiales Tiempo Real
Topicos 3 | Sistemas OFDM 5 35 58 MEE5045 c
Especiales
Topicos 3 | Disefio de Computacion Embebida 5 35 58 MEE5046 c
Especiales
TOPIFOS 3 Generadores termoeléctricos 5 35 58 MEE5047 --
Especiales
Topi o L .
OpIFOS 3 Disefio de Computacion Embebida 5 35 58 MEE5048 --
Especiales
Topicos 3 | sistemas Embebidos 5 35 58 MEE5049 -
Especiales
Topicos 3 | Antenas 5 35 58 MEE5070 -
Especiales
Tdépicos Algoritmos de DSP y Comunicaciones
Especiales 3 Digitales en FPGAs > 35 >8 MEES074 ¢

Lineamientos correspondientes al acuerdo 279 de SEP para cubrir el minimo de créditos por grado académico.
Asignacion de créditos a partir de lo establecido en el SATCA (2007).
Tiempos estimados con base aingreso en el periodo de otofio.
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Tesis 4 Desarrollo de Tesis 30 0 600 MET5002 Todas
Tesis 5 Evaluacion de Avances de Tesis 30 0 600 MET5003 Todas
Tesis 6 Escritura y Defensa de Tesis 14 0 280 MET5004 Todas

Lineas de Generacion y/ o Aplicacién del
Conocimiento: LGAC

Comunicaciones C
Disefio de Circuitos Integrados DCI
Instrumentacién |

Microelectrénica M

Lineamientos correspondientes al acuerdo 279 de SEP para cubrir el minimo de créditos por grado académico.
Asignacion de créditos a partir de lo establecido en el SATCA (2007).
Tiempos estimados con base aingreso en el periodo de otofio.



